Pfiloha smlouvy

PoZadované technické a funkéni parametry | PoZadované parametry zadavatele Parametry od Ucastnika*
AFM systém

AFM systém skenujici v ose xyz pomoci hrotu ano|ANO

ni¢im neomezeny pfimy opticky pfistup shora pro poufZiti standardniho optického kondenzoru ano|ANO

moznost kontroly teploty experimentu 20°C to 50°C ::nct)l,'ola v rozsahu 20°C a3 60°C
pti dodrZeni doporucenych postup( a pfi vhodném prostfedi pro méfeni je AFM na fluorescenénim

mikroskopu schopno dosahnout atomarniho rozliseni na slidé ano ANO

oteviena architektura softwaru a hardwaru AFM systému ano|ANO

moZnost pouZivat pro méfeni skenovaci hroty od rdznych vyrobct ano|ANO

drzak hrotl musi byt vyménitelny a sterilizovatelny (ultrazvuk, autoklav) ano|ANO

AFM systémi umoZriuje opticky pristup ke vzorku jak zespoda tak zhora ano|ANO

moznost méfeni netransparentnich vzork(i pomoci specialni optiky, ktera pfistupem zhora umozni méreni

takovych vzorkud ano ANO

MoZnost méfit vzorky o priméru az 130 mm|[ANO, aZ 140 mm

MoZnost méfit vzorky o vysce aZ 15 mm|ANO, az 18 mm

MozZnost rozsifit systém tak, aby bylo mozné mérit vzorky o vysce az 120 mm|ANO, aZ 140 mm

AFM systém obsahuje tyto mérici mddy:

- kontaktni mad,

- poklepovy (tapping) maéd,

- mikroskopie lateralnich sil,

- zobrazovani fazi, anolANO

- mikroskopie magnetickych sil,

- vodivostni AFM s citlivosti k fA

- Kelvin Probe Mikroskopie

Systém musi disponovat citlivym méficim médem pro méreni fragilnich vzorka, ktery pracuje na principu

off-resonance ano ANO

Systém musi umoZfovat méfeni v kapalindch se sub-nm rozli$enim pomoci nizkych oscilaci (<1nm) s 50 pN ANO, moZnost méfeni se silami <50
dynamickou silou mensi nez: pN

vy3e zminéné méfeni v kapalinych se sub-nm rozli$enim musi byt kompatibilni s dodavanym ohfevem s0C ANO, kompatibilni s ohfevem az do
vzork( do teploty alespof: 60 °C

Systém musi disponovat médy pro kvantifikaci mechanickych vlastnosti materiald in-situ pfi samotném . .|ANO, dodavany systém dosponuje 3
skenovani (alespori tuhost a adheze) alespoii 2 takovymi médy

Systém umoziuje soucasné méreni a zisk dat pomoci vodivostniho AFM a kvantifikace mechanickych

vlastnosti ano ANO

Systém umoziuje méfeni visko-elastickych vlastnosti material( (gely, buriky, tkdné,...) v rozsahu alespori: 0.5 - 400 Hz

ANO, rozsah 0.5 az 500 Hz

moznost méfeni pomoci AFM mddu, ktery automaticky upravuje skenovaci parametry (gain, rychlost,

setpoint ¢i z-rozsah) pro méreni topografie a kvantifikaci mechanickych vlastnosti a ktery je mozné pouzit ano

jak pfi méreni v kapalinach tak pti méreni na vzduchu ANO

moZnost méreni v drsnych prostfedich (rozpoustédla, kyseliny, chloroform) ano|ANO

AFM systém je rozsifitelny o skenovaci elektrochemicky modul ano|ANO

AFM systém je rozsifitelny o STM modul ano|ANO

aktivni izolaéni podklad s rozsahem tlumeni vibraci alespon 0.7 — 100 Hz|ANO, 0.6 az 200 Hz
rozméry aktivni izolaéni podlozky alespor 500x600x80 mm3|ANO, min. 500x600x80 mm3
kompletni akusticka izolace systému ano|ANO

set zakladnich skenovacich hrotd alespon 60 ks|ANO, 60 ks

sada kalibra¢niho pfislusenstvi pro métici mody alespoi 60 ks|ANO, 60 ks

AFM skener

systém musi umoZiovat skenovani na vzduchu, v kapalinach a plynech ano|ANO

skener v parotésném a vodotésném provedeni (skener s nezatésnénymi otvory nebude akceptovan) ano ANO

skenovani hrotem (v XYZ) pro moZnost trvalé optické kontroly vzorku béhem AFM skenovani ano|ANO

skener s detektory pozice na bazi méreni kapacitance ano|ANO

skenovaci rozsah XY 100x100 um|ANO, XY rozsah 100x100 um
Z skener mechanicky oddéleny od XY skeneru s rozsahem alespori 15 um|ANO, Z rozsah 15um+1.5 um
Sum senzoru v XY lepsi ne? 0.09 nm RMS|ANO, <0.09 nm RMS
Sum senzoru v Z lepsi nei 0.04 nm RMS|ANO, <0.04 nm RMS
skenovani v reZimu closed-loop ve viech osédch s moZnosti pfepnuti do rezimu open-loop ano|ANO

skener s motorizovanym priblizenim a s automatickou kompenzaci naklonu skenovaci hlavy ano|ANO

softwarem fizena kompenzace néklonu se provadi pomoci alespon 2 motord|ANO, 3 motory
ohyb nosi¢e méficiho hrotu AFM monitorovén opticky systémem s nizkou koherenci, A > 780 nm ano ANO

optické filtry omezujici pranik svétla laseru monitorujiciho ohyb sondy do optické ¢asti invertovaného

mikroskopu, umoZriujici simultanni ovladani AFM a optického mikroskopu ano ANO

urovern Sumu detekéniho systému raménka (Sitka pasma 0.1 Hz a7 1 kHz) lepsi nez 2 pm RMS|ANO, <2 pm RMS
frekvence snimani ohybu kantilevru 6 MHz|ANO, 8 MHz
moznost rozsifeni systému o monitoring ohybu hrotu pomoci zdroje s A> 950 nm ano|ANO, 980 nm
Systém musi byt pIné kompatibilni pro budouci rozsifeni o modul pro manipulaci bioobjekt a nanocastic

vyuZzivajici duté kantilevery s mikrofluidnimi kanalky umoZniujici pfesné sani, nebo pfesnou injektaz ano

kapaliny z/do buriky pomoci zmény tlaku ANO

AFM skener musi byt schopen rozsifeni o moZnost méreni az do -100 °C|ANO, az-120 °C

AFM kontrolér
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analogové a digitalni kanaly pro rychly sbér dat a kontrolu AFM ano|ANO
moznost ovladani specializovanych AFM hlav a skener( ano|ANO
pocet rychlych 14 bitovych D/A pFevodnikl pro skenovaci signély 1[ANO, 1x DAC 14 bit

rychlost zéznamu 14 bit D/A pfevodniku

120 MHz

ANO, 120 MHz

pocet rychlych A/D pFfevodniki s rozlidenin 16 bit

2

ANO, 2x ADC 16 bit

rychlost zéznamu 16 bit A/D pfevodniki 50 MHz|ANO, 60 MHz
pocet dalsich 18 bit A/D pfevodnikovych kanali 4|ANO, 6x18 bit A/D
vysokorychlostni digitalni lock-in zesilova¢ 1|ANO

moznost komunikace s externimi systémy zahrnujici kanaly

alespon 5 digitdlnich inputt a 8 digitalnich

ANO, 6x digitdlIni input, 10x digitalni

outputtijoutput
drzak vzork - sample stage
motorizovana stage kompatibilni s doddvanym fluorescenénim mikroskopem ano|ANO
rozsah pohybu alespor 20 x 20 mm|ANO, >20 x 20 mm
rozliSeni pohybu stolku alesporn 1 um|ANO, <1 um
specialni drzak vzorku s kontrolou teploty pro vzorky na Petriho misce, stabilita alespori 0,1 K, moZnost
vstupu a vystupu pracovnich roztokd, kompatibilita pro transmisni osvit standardnim kondenzorem ano ANO
Sample stage musi umoZnit automatizované mapovani velkych ploch ano|ANO
mf)inost rozsifeni o skenovani Vforkem (se soucasnym zachovanim moznosti korelace s fluorescenénim 150x150x150 m|ANO, standardné 200x200x200 um,
mikroskopem) v rozsahu alespon na vy2adani a¥ 300x300x300 um
sample stage musi byt rozsifitelnd o modul umoZniujici méreni pfi teploté az 300 °C ano|ANO
Ridici pracovni stanice
4 jadrovy procesor ano|ANO
operaéni pamét RAM o velikosti min. 32 GB|ANO
graficka karta s paméti velikosti min. 2 GB|ANO, 4GB
disk SSD pro operacni systém, kapacita min. 512 GB|ANO
datovy pevny disk, o kapacité min. 2TB|ANO, 4TB
LCD monitor o Uhlopticce nejméné 27 alespon 1|ANO, 1x
AFM software
celkovy pocet kandlli pro monitorovéni signall alespof 18|ANO, aZ 25 kanald
pocet kanald s online monitorovanim a s FFT zpracovanim signala alespoii 4|ANO, 4 kandly
analyza obraz( AFM a z optického mikroskopu véetné zakladnich, pokrocilych a uZivatelsky definovanych
digitalnich filtrG a analytickych postupt ano ANO
Systém umoziuje presné prokladat ziskany obraz z AFM a z fluorescenéniho mikroskopu - proto musi byt
mozné primé ¢teni dat fluorescenéni kamery do softwaru AFM ano ANO
Software umoziuje pripravu vlastnich experimentalnich setup( véetné fizeni externiho vybaveni ano ANO
Interakce hrot-vzorek musi byt zobrazovana v softwaru in-situ ano|ANO
kalibrace AFM kantilevri s na bazi termalniho Sumu az 3 MHz|ANO, 3.75 MHz
software pro pokrocilé programovani protokol( silové spektroskopie s neomezenym poétem definovanych
segmentu silové krivky a s moZnosti definice mnohocetnych zpétnych vazeb, véetné automatizovaného ano
fizeni zaznam silovych kfivek a jejich automatizované analyzy ANO
software pro nezavislé fizeni kamery optického mikroskopu, sniméni obrazu s moznosti kalibracni usecky a
méreni vzdalenosti ano ANO
software pro kontrolu externich zafizeni, synchronizace zdznamu analogovych a digitélnich spoustécich
signall, nacitani analogovych a digitélnich signalt ano ANO
Operacni software systému a kontroléru s otevienym jadrem ano|ANO, Linux
Neomezené mnoZstvi licenci pro zpracovani namérenych dat ano|ANO, na Linux i WIN
Fluorescen¢ni mikroskop
Invertovany mikroskop s kovovym télem a nizko poloZzenym tézistém prizplsobeny pro AFM sestavu ano( A no
PIné motorizovany stativ ano|ANO
Trinokuldrni ergonomicky tubus s moznosti naklapéni s volnym prihledem na vzorek, s délenim svétla 0% /
100% mezi kamerou a okuldry nebo binokularni tubus s bo¢nim portem na téle mikroskopu s délenim ano
svétla 0% / 100% mezi kamerou a okulary ANO
Okulary se zvétsenim 10 x a zornym polem min. 25 mm, oba s nastavitelnymi dioptriemi a odnimatelnymi a
dezinfikovatelnymi plastovymi o¢nicemi 3% ANO
Motorizovany bo¢ni kamerovy port na téle mikroskopu s vystupem 100/0 % na kameru s primérem min.
19 mm 4" ANo
Ovladani mikroskopu pomoci vyklopného, barevného dotykového LCD displeje, ktery Ize vypnout pfi
citlivém snimani 3% ANO
Elektronika fidici motorizované funkce mikroskopu umisténd v externi jednotce oddélené od stativu pro
eliminaci prenosu tepla a vibraci 3% ANO
softwarovy autofokus ano|ANO
motorizovany pohyb v ose Z ano|ANO
Nejmensi krok v ose Z, alespon 4 nm|ANO, 4 mm
nastavitelné stupné ostreni min. 5|/ANO, 5
rychlost posunu, minimalné 5 mm/s|ANO, 5 mm/s
Automatické oddaleni objektivu od vzorku prfed zménou objektivu ano|ANO
MozZnost nastaveni parfokality pro rizné tfidy a typy objektivl ano|ANO
Moznost ovladani ostfeni pomoci koaxialniho hrubého/jemného ostieni na obou stranach stativu anol\vo
Kondensor s pracovni vzdalenosti min. 6 cm, pfizpusobeny pro AFM ano|ANO, 7 cm
Prochazejici svétlo LED. Min. Zivotnost 25.000 hodin, s automatickou uzavérkou ano|ANO
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Motorizovana polni clona s moznosti zvoleni kruhového prisvitu pfi praci s okulary a obdélnikového

prlsvitu pfi praci s kamerou a XY skenovani vzorku ano ANO
Motorizovany regulator intenzity fluorescencniho zafeni. ano|ANO
Motorizovand uzavérka fluorescenéniho zareni ano|ANO
Ovladani intenzity fluorescence pres ovlada¢ osvétleni transmisniho svétla a SW ano|ANO
Motorizovany karusel fluorescencnich filtrd, min. 6 pozic |ANO, 6 pozic
Absolutni shoda vsech fluorescencnich kandl( i pfi vyméné fl. kostek (tolerance <1 pixel) ano|ANO

Rychly vyménik excitacnich filtr pro DAPI, FITC, DS RED a CY5 a volné priichozi pozici s max. dobou zmény

mezi jakoukoliv pozici 30 ms ano ANO
Filtra¢ni kostka s emisnimi filtry pro DAPI, FITC, DS RED a CY5 pro spolupréci s vyménikem filtr( ano ANO

Externi zdroj fluorescence LED s min. 5 led zdroji po pokryti vSech fluorofor( ano|ANO
Motorizovany objektivovy revolver s mistem pro alespor 6 objektivi|ANO, 6 objektivil
semiapochromaticky objektiv 4x s min. NA 0,13 ano|ANO
semiapochromaticky objektiv 10x s min. NA 0,32 ano|ANO
moznost rozsifit systém o indentaéni modul pro méfeni zatéZovacich a odtéZovacich charakteristik

biologickych materidltd kompatibilni s nabizenym fluorescenénim mikroskopem ano ANO
indentaéni modul musi podporovat indentaci minimalné pomoci hrot( berkovich, flat end a kénické ano ANO

Monochromaticka digitalni HD kamera

rozlideni min 2048x2048 (4.2 MPIX)|ANO
velikost pixelu min. 6,5x6,5 um|ANO
CMOS sensor s uhlopfickou min. 18 mm|ANO
Rozsah Expozi¢niho ¢asu, min. 1 ms-5s |ANO
Typ uzavérky rolling shutter [ANO
Rychlost, min. 100 fps s CL [ANO
Kapacita pixelu, min. 45000 e- |ANO
Cteci $um, max 2,3 e- |ANO
Kvantova Gcinnost min. 80% [ANO
Dynamicky rozsah, min. 21400:1 |ANO
Spektralni rozsah, min 370-1100 nm |ANO
Nelinearita signélu max. 0,6% |ANO
Propojeni pres USB 3.1 ano|ANO
PInd kompatibilita s ovladacim SW ano|ANO
C-mount adaptér. ano|ANO
Software fluorescen¢niho mikroskopu s nasledujicimi vlastnostmi

Moduldrni struktura ano|ANO
Moznost pridani dalSich aplika¢nich modull, pIné integrovanych do jadrové aplikace ano|ANO
Vytvareni fotografii, fazeni do alb, Vkladani popist a méfitek ano|ANO
Kompletni nastaveni parametr( snimani, Ovladani motorizovanych ¢asti mikroskopu ano|ANO
Nahled pro srovnani a prekryv jednotlivych kandl(, Export dat do bézné uZivanych format( ano|ANO
Nastaveni tladitek mikroskopu, Nastaveni kamery, Vytvareni prehlednych galerii ano|ANO
Zéakladni Upravu obrazkd, Vkladani anotaci do obrazkd, Automatické ukladani vSech mezikroka v procesu

snimani na disk pocitace ano ANO
Ukladani obrazkd do souhrnnych soubor( obsahujicich vSechny parametry snimani ano|ANO
MozZnost nastaveni predefinovanych profild snimani ano|ANO
Nastaveni kontrastu, jasu a gama pro kazdy snimek i pfi multikanalovém snimani ano|ANO
Vypocitavani sklddani, ofezavani obrazu ano|ANO
Méreni intenzity, délek a ploch. ano|ANO
MozZnost o rozsifeni systému o dalsi moduly pro tpravy obraz( do budoucna. ano|ANO
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